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POLITECNICA INTERNACIONAL

TARIFAS SERVICIO DEL LABORATORIO DE METROLOGIA Y METROTECNICA

CENTRO LASER — UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

Contacto: Ana Ruiz Curto

Laboratorio de Metrologia y Metrotecnia
(Acreditado por ENAC-n° 3/LC10.002)

TARIFA QUINQUENIO 2025 a 2029

Usuario Coste de 1 punto de trabajo
Externo 2,45 EUR
Interno UPM 1,83 EUR

Esta tarifa no incluye el impuesto por IVA, ni los gastos de envio de material
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Aunque este Laboratorio facilita presupuesto de cualquier trabajo que se le solicite, sin
compromiso previo, esta tarifa permite determinar el importe de cualquier trabajo sobre los
patrones o instrumentos resefiados. El calculo se determina a partir de la valoracion del trabajo
en puntos, y puesto que algunos patrones o instrumentos presentan determinadas diferencias en
relacién con su calibracion, dicha valoracion se ofrece en funcion de algunos de los siguientes
parametros:

B = Numero de bases de planitud

E = Numero de escalas o ejes

F = Numero de filos de rectitud 6 de filtros de rugosidad

G = Gastos de desplazamiento (ver observaciones finales)

H = Suma de las longitudes de los ejes de medida, en m

K = Numero de constantes complementarias

N = Numero de puntos de medida 6 de elementos

P = Numero de prolongaciones 6 de pardmetros

R =Numero de parejas de contactos de rosca o de ranuras de amplificacion
S = Semiperimetro de la mesa, en m

T = Numero de trazos

V = Numero de subvolimenes de medida, de arista igual o inferior al metro.
W = Suma de las aristas de un subvolimen, en m

Otros simbolos empleados:
C = Campo de medida

E = Division de escala

D = Didmetro

0 = Diametro

L = Longitud

Para calibraciones de elementos como mesas de planitud, medidoras por coordenadas,
comparadores electronicos de alta precision, etc., que requieran desplazamiento del personal y
equipos, con un coste importante, es siempre recomendable agrupar la mayor cantidad posible
de calibraciones y solicitar presupuesto especifico, cuyo importe sera sustancialmente inferior al
resultante de la aplicacion de la presente tarifa.

Asimismo, se aplicaran bonificaciones sobre los precios de tarifa cuando se solicite calibracion
de varios patrones o instrumentos analogos, y el importe de la misma supere 2.500 puntos. Para
beneficiarse de esta bonificacion, es imprescindible la solicitud del correspondiente presupuesto
previo.
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PUNTOS
SISTEMAS LASER
Opcioén 1 = Calibracion de la longitud de onda en el vacio.... 530
Opcion 2 = Opcion 1 + calibracion global del sistema interferométrico
TASET .o, 1165
Opcion 3 = Calibracion de las Opticas para medidas angulares
ydeplanitud ........cocooeiiiiiiiiii 475
SENSORES MEDIDORES DE DESPLAZAMIENTOS
400 E
E 2 0,1 M ot e 300 E
0,1 pm < E <10 [N ettt 200 E
E 2 T0 I ettt s
BANCOS CALIBRADORES DE EXTENSOMETROS
Un solo campo de medida .........ccceeeieviieiiieieniececeeeee e 400
Dos campos de medida ..........cccoeveeieieieiiineieeee e 740
Tres campos de Medida........ccueeveeieriierieieceeceeceee e 1030
Cuatro campos de Medida .........ccceeveveeieriiniereeieeee e 1275
BLOQUES PATRON LONGITUDINALES (L :: 0,1 m)
Calidades 0 y 1 con nominales entre 0y 25 mMm ....cccceeeveevereenennnne. 10
Calidades 0 y 1 con nominales entre 25y 100 mm ......ccccceeeveevveinnennene. 25
Calidades 2 con nominales entre 0y 25 MM ....cccoevvveveevenienieeieeieen. 8
Calidades 2 con nominales entre 25y 100 mm .........cccoeeveeieieieeennene. 15
Juego de 10 con valores no normalizados (cualquier calidad) 125
BLOQUES PATRON LONGITUDINALES (L > 0,1 m)
Todas las calidades hasta 0,5 M ......ccccoovvviiiiiiiiiie e, 125
Todas las calidades sobre 0,5 m .......cccoeoiieiiieiiieieceeeeeeee e, 200
ACCESORIOS DE BLOQUES PATRON
Contactos semiCIINAIICOS ....c.evveriiririeiiiirineeeeee e 35
Contactos Paralelos ........cceeierieciieiieeieece e e 35
Puntas de trazar ......c.co.ecveoerenienieinee e 25
Reglas de 1eCtitud ......cceeveeeieiieiicieceeeeeeeee e 30F
Bases de apoyo ....ceeveeeiieniieieeeee e 80
COLUMNAS DE BLOQUES PATRON
FIJaS ittt et enaeraens I5N
Con micrémetro (C :: 25 mm; EC 1 pm) ooveeeiiiiiienne, 50+15N
PATRONES DE DISTANCIA ENTRE CARAS PARALELAS ...... 50
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LAMINAS PATRON DE ESPESOR ........ooovovoeeeeee., 30

BARRAS PATRON DE EXTREMOS

Nominales hasta 0,5 M cooeeeiveiiiieieeeeeeee et e 55
Nominales entre 0,5y 1 M .cccoovevecieniinieeiceeeeeeee 75
PATRONES CILINDRICOS DE DIAMETRO Y VARILLAS

SOI0 AIAMEIIO. . ..o 60
Diadmetro mas redondezZ..........ooovevveveeieiieeieie e 85
Didmetro mas redondez y rugosidad (Ra)........cccceeveirienieniininicieienen, 100

BOLAS PATRON con nominales hasta 0 50 mm

SO0 AIAMEITO. e e e 100
DiIiAmetro MAS TEAONACZ.......eeeeeeee e et eee e eeeeeaes 125
PATRONES DE TRAZOS (L 22 0,4 M) w.oooooooeeeoeeereeee 10(T-1)E

REGLAS DE TRAZOS

L:10m@O0,lmm:E<0,5mm)..ccccceecvieviiiinieneennnnne. 250
L:10m (EC0,5MmM) oo 10N
L>10m (EC1MMm) oo 5N

PIES DE REY, ENTRECENTROS Y REGLAS VERTICALES
(escalas exteriores, interiores y profundidades)

Campos de medida hasta 1000 MM ........cccoeeeieiieiiinininieeieeeee 50+10K

CABEZAS MICROMETRICAS

Con division de escala 0,5 LM ..o.oooveviveviiieeeieeeee et 150
Con division de escala entre 1 y 5 M ..ovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 50
Con division de escala superior a 5 pm .....c.ceeeveeeeeveeerneens 40

MICROMETROS DE DOS CONTACTOS (L :: 150 mm)

Exteriores con division de escala E = 0,5 m ........ccoeevvveiieiiencnnnnne. 100
Exteriores con division de escala entre 1 y 5 [m ......ccovveevevrevcenennnnee, 40
Exteriores con division de escala superior a5 pm .......cccceeveveieienennen. 40
Interiores con division de escalaentre 1 y 5 pm .....cccoovvveiiieniieieennnnnne. 160+20 P
Interiores con division de escala superiora 5 um — ................. 100+20 P

MICROMETROS DE DOS CONTACTOS (150 :: L :: 1000 mm)

Exteriores con division de escala entre 1 y 5 m ...cccoveveeveincncecnenenens 200+20P
Exteriores con division de escala superior a 5 pm ..........cccvevuevevervenane. 100+20P
Interiores con division de escalaentre 1 y 5 m .....occveeeeiveenciieenieeennnen. 220+20p

Interiores con division de escala superior a 5 um .................. 120+20pP
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MICROMETROS DE ROSCAS (L :: 200 mm)

Exteriores con division de escala superior a 5 um ................. 30+5R

BARRAS PATRON DE DIAMETRO MEDIO DE ROSCAS

L 22 TOO DM ettt e e et e et e eaeeeaesneeeeeseenneen 50
100 <L 22 250 MM v 75
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MICROMETROS DE TRES CONTACTOS (D :: 200 mm)

UPM

Interiores con division de escalaentre 1y 5 um .....ccocoeveveevevercevennennane. 100
Interiores con division de escala superior a 5 um .................. 80

SONDAS, de regla o micrométricas, (hasta 150 mm)

Con division de escala entre 1 y 5 M ...c.ooveevievievieieeeceeieeeeeeeeeeeeene 50+20P
Con division de escala Superior a 5 im ...........ococeevevevevnee.. 30+20P

SONDAS, de regla o micrométricas, (de 150,1 a 1000 mm)

Con division de escala entre 1 Y5 [m .....ocvevveviiviiieeeieiieieeeeceeeeeeie 50+25P
Con division de escala superior a 5 pm ...........cocvevevevevnnnne. 30+25P

MEDIDORAS DE 1 COORDENADA

L :: 1 m. Con bloques Patron ...........cccceeeeeeveeerereeeereeeeeeeeeeeeeseeeveseenene 400+G
L > 1 m. Con bloques patron y 14Ser ..........cccoevvvrrerererennnen. 800+G

MEDIDORAS DE 2 COORDENADAS

Con bloques patron (C 21 1 M) .ooeeceeiieieeiecieeeeeeeee e 600+G
Con bloques patron y laser (C>1m) coeeveeceeeveviienieienee. 1200+G
MEDIDORAS DE 3 COORDENADAS 1200+G

COMPARADORES, mecanicos y electronicos, rectos y de palanca, con
division de escala igual o superior a 0,001 mm..

Campo de medida hasta 100 mm .........c.cccevvevererennn. 80E

COMPARADORES (E £ 0,005 pm)

EN €St 1aDOTALOTIO «..eeeeeeeeeeeee et e e e e e eeeeeeees 200E
En el laboratorio SOLCItANTE .......ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 200E + G

ALESOMETROS DE COMPARADOR DE DOS CONTACTOS

| S T 1 1 o TSRS 200
E Q5 M oot 100

BANCOS DE CALIBRACION DE COMPARADORES

Cu50mm; 0,1 50 E<T M oot 400
C::50mm; ECT UM e, 250
MEDIDORES DE DESPLAZAMIENTOS (L::20 m) ................... S00E+G
BLOQUES PATRON ANGULARES .........oooooooooooo 120
TRANSPORTADORES, con division de escala EC 1" ............. 50

0,0005 mm/m (::0,17)

NIVELES ELECTRONICOS, con division de escala igual o superior a
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NIVELES, mecénicos y electronicos, con division de escala igual o
superior a 0,01 mm/m (unos 2") 400E
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Campo de medida hasta 18 mm/m (::30%) ....cocoovevieveeeieceeeeeeeeee 100E
Campo de medida superior a 18 mm/m (::30”) ......cccocue....... 200E
GONIOMETROS O REGLAS CIRCULARES (E £ 0,5°) ........... 50
REGLAS DE SENOS (de un ¢je; hasta 0,5 m)
Con rodillos accesibles .......ccoocvevievieeiieieeieiieeceeciees 150
MEDIDORES DE ANGULOS con E € 17 ..o, 200
PATRONES DE PLANITUD DE VIDRIO hasta 0 250 mm ....... 100 B
PATRONES DE PLANOPARALELISMO DE VIDRIO
Hasta 0 250 MM «..oovieieieieieeeeceeeeeeeee e 225
MESAS DE PLANITUD
Diametro o lado mayor hasta 0,3 m en MMC..........ccccevievieienienieennn. 100
Didmetro o lado mayor superior a 0,3 m ........cccceeveiennennene. 500+G
MEDIDAS DE PLANITUD .....coccooiiiieeie e 50
REGLAS Y BANCADAS DE RECTITUD
Longitud hasta 0,2 M ...cc.oeieieieiiieiceeeeeeeee e 50
Longitud superior a 0,2 m (ancho 30 mm) ..........c.c........... 25N+G
MEDIDAS DE RECTITUD (L :: 1 m) oo, 100
MEDIDAS DE RECTITUD (I1<L::2m) cccoooveeieiirieieieiennee. 300+G
PARALELAS PATRON hasta 0,5 M ...coooorvvennrreenieenenns 150
ESCUADRAS Y CILINDROS DE PERPENDICULARIDAD
Escuadras de lado mayor L :: 0,2 M ...ocveveeieniieiieeeieceeeeeeee e }gg
Escuadras de lado mayor 0,2 <L :: 0,45 M ccoecvevieviieieeieeeeeieeee s 200B
Cilindros hasta O 150 X 450 MM ......cccceeeeveeeeeciieeeeeeeen.
MEDIDORES DE PERPENDICULARIDAD DE COLUMNA
Hasta 300 mMm .......oooeviiiiinieiieieeeeceieeee e 200
De 300 @ 500 MM ...oviviiieiinieieieeeeeee e 300
MEDIDAS DE PERPENDICULARIDAD .........cccoovviiiiennne. 60
PLATOS DIVISORES (E C 1°) oo 250

PROYECTORES DE PERFILES Y MICROSCOPIOS, con
divisiones de escala longitudinales E £ 0,001 mm y

angulares EC 1" ..o 200E+G
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PLANTILLAS DE PERFILES
DI TAGLOS oot e e et eeeeeeete e eeeeaereeseeesaeneas 50
DI TOSCAS oottt 50
MICROMETROS LASER, con division de escala E ¢ 0,1 um ... 320E+G
PATRONES DE REDONDEZ
SOlo REAONAEZ. . ..o oo e, 150
Redondez y DIametro. .........c.oovviiiiiiiii e 200
MEDIDAS DE REDONDEZ. ... 50
PATRONES DE RUGOSIDAD (cada parametro y filtro) ........... 80
MEDIDAS DE RUGOSIDAD (Cada parametro y filtro) .................... 50
PATRONES DE AMPLIFICACION (de ranura) ........cceeeeeeieiennnne 50 R
PATRONES DE AMPLIFICACION (debisel) .ooovevevieiieieieieieee 100
PATRONES, CALIBRES Y PIEZAS
Cada cota MmacrogeOMELIICA .......cceevveruieieieienierieeieieie st ete e eenaens 50 a 500

Cada cota MiCTOZEOMELTICA ......eeveeerereeieeieeeeseeeieenieeaens 10a30
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OTROS TRABAJOS posibles, mediante consulta y presupuesto:

e Asesoramiento a empresas en cuanto a organizacion de metrologias industriales,
acondicionamiento e instalacion de salas de metrologia, elaboracion de planes de calibracion,
métodos de medida, desarrollo de paquetes informaticos para metrologia, establecimiento de
pliegos de condiciones técnicas para adquisicion de equipos, cursos a medida, etc.

e Medicion de cotas dimensionales, de forma y de calidad superficial, en series de piezas,
mediante diferentes métodos.

OBSERVACIONES

e Para todos los trabajos realizados, se emiten certificados con los resultados obtenidos y cada
certificado supone un incremento de 50 PUNTOS sobre la tarifa resultante para el material.
El nimero de certificados a emitir para cada conjunto de elementos se decidira por el
laboratorio, con el criterio general de agrupar en un mismo certificado la mayor cantidad
posible de elementos que formen juego o posean una entidad comun suficiente, salvo expresa
indicacion al respecto del solicitante, o exigencias de ENAC.

e En los trabajos de CALIBRACION, la tarifa incluye, ademas del certificado, la etiqueta de
calibracion y, si se cumplen los requisitos adecuados, el certificado de la ENTIDAD
NACIONAL DE ACREDITACION (ENAC).

e Se acompaiia modelo de solicitud de trabajos de metrologia a la FUNDACION PARA EL
FOMENTO DE LA INNOVACION INDUSTRIAL. De este impreso pueden solicitarse

ejemplares, con caracter gratuito.

¢ QGastos de desplazamiento (G), hombre-dia:

MADRID .....ccccevveinnn 300 €
PROVINCIAS .................... (500 a 1000) €
EUROPA ..o 3000 €

e En trabajos de control de productos industriales, las tarifas minimas aplicables son:
B 90 €/muestra adquirida
m 30 €/establecimiento visitado sin conseguir muestra
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